
LA SECCIÓ CATALANA DE METROLOGIA
ORIGEN I FITES 9 ANYS DESPRÉS

Maite Pueyo Vigatà. Vocal de la Secció Catalana de Metrologia (Societat Catalana de Tecnologia – Institut d’Estudis Catalans)
+34 699 053 903  maite@mpueyo.com 

La Secció Catalana de Metrologia es va constituir el gener de 2017 com una secció de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La motivació per fundar aquesta secció fou la de donar cobertura als metròlegs de les terres de llengua i cultura catalanes, oferint un espai per al col·loqui,
debat i activitats vinculades a la metrologia. També s’ha volgut donar un impuls a la difusió de la metrologia en tots els nivells i, en especial, dins l’àmbit educatiu.
Fou fundada per 8 persones d’institucions públiques, privades i professionals lliures. Actualment la junta compta amb membres vinculats amb la metrologia en diversos àmbits: acadèmic, institucional, empresarial o normatiu entre altres.
En aquesta presentació es vol donar un impuls a la difusió de la feina feta, visibilitat i potencial de la Secció Catalana de Metrologia mostrant una relació de les tasques i activitats realitzades en aquests nou anys, així com projectes per al futur.

RESUM

Fes-te soci: Més informació al nostre web:
https://scmetro-sct.cat/

Lleida 30 setembre, 1 y 2 de octubre de 2026 
Palacio de Congresos La Llotja 
Ponencia nº R36 

Aquesta relació d’activitats i de documentació tècnica creada demostra com la Secció ha passat 
de ser una idea a una realitat consolidada, 9 anys després, com a referent metrològic en l'àmbit 
lingüístic català amb publicacions recurrents periòdiques.

Vies de futur: 
 Incrementar la visibilitat.
 Continuar emprant les celebracions del DMM per a connectar fabricants, laboratoris i 

administracions.
 Enfortir la col·laboració en recerca.
 Continuar estenent la cultura metrològica a la societat i a les noves generacions.

EIX CRONOLÒGIC D’ACTIVITATS PÚBLIQUES

Fundació i presentació

Gener: Fundació i primera jornada de presentació a la seu del IEC

Setembre: Participació en el 6º Congreso Español de Metrologia 
(San Fernando - Cádiz)

2017

Primer DMM i divulgació acadèmica

Celebració del Dia Mundial de la Metrologia a la UPC de Vilanova.
Tema: “El sistema Internacional d’Unitats. Evolució constant”

Ponències: “Redefinir per millorar”, “Les definicions de les 7 unitats base”
Activitat: sessions didàctiques sobre com explicar les unitats i com explicar ciència 
per mitjà de les unitats.

2018

La revolució del SI i el CCCB

Celebració del Dia Mundial de la Metrologia al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (Maig)
Tema: “El sistema Internacional d’Unitats: fonamentalment millor”

Ponències: “Canvi de definicions del SI”, “Adaptació de la metrologia als 
fonaments quàntics”
Activitat: El Cub d’alumini
Visita a l’exposició “Quàntica. A la recerca de l’invisible”. 

Conferència divulgativa a l'IQS (Octubre)

2019
Seminari ILAC G8:09 Declaració de conformitat

Es presenta el nou document publicat per ILAC en relació als criteris per fer l’avaluació de 
conformitat dels resultats dels calibratges (lloc: seu de l’IEC).

2020

Metrologia i ensenyament

Participació en la VI Jornada d’Innovació de l’Ensenyament de 
Tecnologia (Juliol)

Participació en una tertúlia sobre la redefinició del SI d’unitats a la UPC 
(Desembre).

2021

Retorn als grans formats

Celebració del Dia Mundial de la Metrologia 
Tema: “Per tots els pobles, per tots els temps”

Lloc: seu de Mettler Toledo a Cornellà de Llobregat

Ponències: “Metrologia i Món Quàntic” “La Metrologia Forense”
Activitat: visita a les instal·lacions de Mettler Toledo

2025Fites més recents

Celebració del Dia Mundial de la Metrologia 

Lloc: seu de l’empresa Instrumentación Analítica a l’Hospitalet de Llobregat
Ponències: “Girs, rellotges i Baviera” i “Pesant el corrent”.
Activitat: visita a les instal·lacions d’Instrumentación Analítica.

Presència en el 8è Congreso Español de Metrologia: Comitè 
organitzador i presentacions.

2026
TRADUCCIONS

S’han traduït al català LES 
NORMES CLAU DE LA SÈRIE 
17000:

Nov-2020 : UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017
Jul-2022 : UNE-EN ISO/IEC 17020: 2012
Abr-2024 : UNE-EN ISO/IEC 17065: 2012
Abr-2025 : UNE-EN ISO/IEC 17000: 2020

Extra: traducció 
d’exemples de la 
guia EA-4/02M 
(al butlletí)

PUBLICACIONS

Butlletí de Metrologia:
Publicació pròpia de caràcter 
Anual amb articles tècnics de 
la comunitat.

Revista de Tecnologia de la 
SCT: 
Al llarg de 2024 i 2025 s’han 
publicat articles científics.

LÍNIES DE TREBALL

CONCLUSIONS I PROJECTES DE FUTUR

Punt de trobada
Espai per al col·loqui, el debat i les activitats vinculades a la metrologia.

Divulgació educativa
Impuls de la metrologia en tots els nivells (secundària, batxillerat i graus) mitjançant projectes i treballs de 
recerca.

Normalització i Terminologia
Traducció al català de documents i normativa bàsica (per exemple, la sèrie ISO/IEC 17000) i assessorament 
continuat al TERMCAT.

Interconnexió
Interacció activa amb altres àmbits de la recerca i foment de la investigació metrològica.
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